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MICROSYSTEMS

- SOLUZIONI PER L ANALISI DELLA PULIZlA'

Ragglungere il target velocemente

La pulizia tecnica svolge un ruolo centrale nel controllo qualita. Determina le prestazioni, la durata e la qualita comp-
lessiva del prodotto in vari settori. Esempi includono componenti automobilistici e componenti elettronici, lubrificanti,
fluidi idraulici, oli e prodotti farmaceutici. Per garantire la qualita & necessario eseguire un'‘analisi della pulizia affida-
bile ed efficiente.

Le soluzioni di analisi della pulizia Leica Microsystems, efficienti e affidabili, consentono ai fornitori e ai produttori di
garantire migliori prestazioni e durata del prodotto attraverso I'analisi della quantita, delle dimensioni e della compo-
sizione delle particelle.

Vantaggi offerti dalle soluzioni Leica per I'analisi della pulizia

Taglia corto e arriva ai tuoi risultati Ottieni maggiori informazioni Lavora in modo flessibile

Aumenta la produttivita analizzando sulle particelle oggi e in futuro

pill elementi in meno tempo. Ottieni maggiori informazioni Soddisfa tutte le tue attuali
sull'origine delle particelle per esigenze e si pronto ad ogni
una migliore valutazione dei rischi modifica delle richieste.

e per decisioni piu sicure.
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La soluzione per I'analisi del grado di pulizia adatta alle tue esigenze

Consente di contare e classificare le particelle in modo piu efficiente e affidabile in base agli standard in-
ternazionali e regionali utilizzando una selezione di configurazioni dedicate e personalizzate per soddisfare

le tue esigenze specifiche.

Standard:

M125 C Stereomicroscopio
codificato con software di analisi
Cleanliness Expert

Dimensioni delle particelle fino
a 10 ym

Differenziazione manuale di
particelle metalliche e non
metalliche

Misurazione delle particellein X e Y

Avanzata:

Microscopio DM6 M, fotocamera
K3 e software di analisi Cleanliness
Expert

Dimensioni delle particelle fino
abpum

Riconoscimento completamente
automatico di particelle metalliche e
non metalliche e tra particelle e fibre

Misurazione delle particelle
inX,YeZ
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Professionale:

Microscopio DM6 M con LIBS,
fotocamera K3 e software di analisi
Cleanliness

Dimensioni delle particelle fino
asum

Riconoscimento completamente
automatico di particelle metalliche

e non metalliche e tra particelle e
fibre

Misurazione delle particelle
inX,YeZ

Identificazione della composizione
delle particelle

Nessun trasferimento del campione
né preparazione aggiuntiva dello
stesso

CONTATTACI!
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